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Este trabalhe propée o wio dn mawiz de plancjimento Dachlen [1) na otimizacio das condighes
opergcionais da GFAAS pars determinaglio de jons crdmio totis apds sua extragio on pento nuvem. Este
procedimento baseia-se na exteacdo dos fons metilicos em amblente micelar do surfactznte Triton X-114
apds complexaglo destes fons com o reagente 2-(3-bromo-2-piridiluen)-5-(dictilaminafenol) (Be-PADAR)
em plL 9 Para diminuir 2 viscosidhade da fase micelar obtida apds extrazdo ¢ permitir o queima elicionte da
matriz orginica deve-se usar uma solugio de HNO; {1:1). Acido asedrbico ¢ nitrato de paladie devem ser
usiados coma medificadores quimicos para permitic uma temperatura de pirdlise mais alla sem gue ocorm a
perda do analito por volatilizagdo.

Az particularidades Ja Bspeclrametria de Absurgio Albmica em Forno de Grafite (GFAAS) wmam-
na wema elieiente alternativa para o andlise da fase micclar perada pela Extragio ent ponto nuvem, Bto porgue
a matriz arganiea, a sl & constituida: por surlactante © por reagentes come o complexante, podem ser
clininabis anes dic et de atemizagde do analite, Usando-uma lemperaturn de pirdlise adequada, as
uhsorgdes de background podem ser drasticamente reduzidas eliminands o risco de Interferéncia espectral. A
entragd iivelar, dussa ot permite que se alinja limites de deteegio daordem de ng L' 2] ternondasse
uing alternativa adequada. para andlise de amostras amblentais,

Mo aplieagho do moiriz de Dochlert, o temperatura de pirdlise foi estudada na lateevale de 1000 a
1200°C, o empo de pirdlise de 8 o 16 s eon temperatura de atomizagdo de 2400 2 2800°C. As anilises dos
resultados mostraram gue. nos intervalos estudados, lemperatura de pirdlise mdo teve eleito significativo na
magnitude do sinal de absorvincia, Porém, o lempe de pirdlise e a lemperatura de atomizagio apresentaram
eleito negative.e eleile positivo respectivamente no aumenta do sinal, =

A dueterminaglo deve ser realizada com as seguintes curncleristicas operacianais do espectrimetro;
comprimenta de onda 3537.9 nm, fargura da fenda: 0,2 nm, corrente da limpada, TmA, temperaturs de pirdlise
de VIOURC, tempo de pirdlise de 8 8 o emperntura de atomizagio de 2700%, O mélodo desenvolvido
dpresentou as seguintes Ngeras de mérita: fner de enriquecimento como rozdo entre as curvas de calibragdo
com ¢ sem pré-conceniragdo, 26,2, limiwe de deteegdo, 8,023 pg L' Himite de quantificacdo; 0,078 pp L™
previsio como repetibilicade (REDN), 5.4 % para a concentragio de 0.5 ug L ¢ n=4.

A exalidio do método fof verificada por meia do andlise da amostra certificads NIST 1515 (Apples
leaves)h. O método Toi aplicado na determinagio de crdmio em amaostras de folhas de Jaranjeira ¢ alfafs
encontranda-se 05 valores 0,20 + 0,02 ¢ 0,28 £ 0,07 pg g’ respectivamente ¢ uma amostea de Gpua de lagoa
encontrando=se 0,46 £ 002 pg L.
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